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湿度变化条件下无机晶体表面黏附力的力谱线分析
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摘要  利用原子力显微镜(AFM)研究了云母、氟化钙和氯化钾晶体表面黏附力随相对湿度的变化

规律, 确认它们表面黏附力大小主要取决于吸附液膜的表面自由能, 而与液膜厚度基本无关；在

此基础上进一步研究了晶体表面的潮解现象 , 表明通过力谱线方法可以对液膜中离子浓度的变化

进行实时检测.
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原子力显微镜 (AFM)自从发明以来[1], 已经成为在原子级水平上进行表面研究的一个有

力工具.  AFM 是利用针尖与样品之间的相互作用来研究样品表面的形貌. 当针尖与样品相

互接近或远离时,  它们之间的作用力可通过微悬臂的形变来检测. AFM 中的力曲线 (force-

distance 曲线)或力谱线方法就是在这个基础上产生的 . 在力曲线中, 针尖完全脱离样品表面

时所受到的力称为黏附力. 用力谱线方法检测经化学或生物修饰的针尖和样品之间的黏附力,

可获得相关生物或化学的信息. 到目前为止, 在这方面已经开展了较多的工作[2~7]. Florin 等

人 [2]用 AFM 测得了单个配体 -受体对如 avidin-biotin 和 iminobiton-biotin 之间的作用力 ;
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